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요약

    
본 발명은 액정 표시 장치의 제조 방법에 관한 것으로, 신뢰성 테스트를 안정적으로 실시하여 불량 소자를 조기에 검출
하기 위하여, COG 집적 회로를 기판 위에 실장한 후, COG 집적 회로용 아웃 리드 패드를 연결하여 패널 어레이 테스트
를 진행한 후, 레이저로 아웃 리드 패드의 연결부를 절단하여 이 패드들을 배선으로부터 쇼핑바를 분리한다. 본 발명에 
따른 액정 표시 장치의 제조 방법에는, 다수개의 게이트선 및 다수개의 데이터선이 교차하여 정의되는 다수개의 화소 
영역이 배열되어 있는 표시 영역, 게이트선 각각에 연결되는 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 갖고 있는 게이
트 구동 집적 회로 실장 영역, 데이터선 각각에 연결되는 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 갖고 있는 데이터 
구동 집적 회로 실장 영역, 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류하여 그룹별로 연결하
는 하나 이상의 게이트용 연결바 및 게이트용 연결바에 연결되어 게이트용 테스트 신호가 인가되는 하나 이상의 게이트
용 테스트 패드, 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류하여 그룹별로 연결하는 하나 이
상의 데이트용 연결바 및 데이터용 연결바에 연결되어 데이터용 테스트 신호가 인가되는 하나 이상의 데이터용 테스트 
패드를 포함하는 액정 표시 장치를 제조하는 단계; 게이트용 및 데이터용 테스트 패드 각각에 게이트용 및 데이터용 테
스트 신호를 인가하여 게이트선 및 데이터선을 테스트하는 단계; 게이트용 연결바와 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리
드 패드가 연결되어 있는 부분 및 데이터용 연결바와 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드가 연결되어 있는 부분을 
레이저를 조사하여 분리하는 단계; 게이트 구동 집적 회로 실장 영역 및 데이터 구동 집적 회로 실장 영역에 게이트 구
동 집적 회로 및 데이터 구동 집적 회로를 실장하는 단계를 포함한다.
    

대표도
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도 1

색인어
테스트, 쇼팅바, 레이저, COG, 아웃 리드 패드, 절단

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에 적용되는 액정 표시 장치의 배선 배치도이고,

도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에 적용되는 액정 표시 장치에서의 데이터 구동 집적 
회로 실장 영역의 배선 배치도이고,

도 3은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에 적용되는 액정 표시 장치에서의 게이트 구동 집적 
회로 실장 영역의 배선 배치도이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치의 제조 방법에 관한 것으로 특히, COG(Chip On Glass) 구조의 액정 표시 장치에 관한 것이
다.

    
액정 표시 장치는 현재 가장 널리 사용되고 있는 평판 표시 장치 중의 하나로서, 전기장을 생성하는 다수의 전극이 형성
되어 있는 두 장의 기판과 두 기판 사이의 액정층, 각각의 기판의 바깥 면에 부착되어 빛을 편광시키는 두 장의 편광판
으로 이루어지며, 전극에 전압을 인가하여 액정층의 액정 분자들을 재배열시킴으로써 투과되는 빛의 양을 조절하는 표
시 장치이다. 이러한 액정 표시 장치의 한 기판에는 박막 트랜지스터가 형성되어 있는데, 이는 전극에 인가되는 전압을 
스위칭하는 역할을 한다.
    

박막 트랜지스터가 형성되는 기판의 중앙부에는 화면이 표시되는 표시 영역이 위치한다. 표시 영역에는 다수의 신호선, 
즉 다수의 게이트선 및 데이터선이 교차하여 형성되어 있다. 게이트선과 데이터선의 교차로 정의되는 화소 영역에는 화
소 전극이 형성되어 있으며, 박막 트랜지스터는 게이트선을 통하여 전달되는 게이트 신호에 따라 데이터선을 통하여 전
달되는 데이터 신호를 제어하여 화소 전극으로 내보낸다.

    
COG 방식은 액정 표시 장치를 구동하기 위한 구동 신호를 공급하는 구동 집적 회로를 액정 표시 패널에 접속하는 실장 
기술 중의 하나로, 베어 칩(bare chip) 자체에 범프를 형성한 후, 인너 리드 패드(inner lead pad)와 아웃 리드 패드(
out lead pad)가 형성된 박막 트랜지스터 기판 위에 실장한다. 이 때, 아웃 리드 패드는 게이트선 혹은 데이터선에 연
결되어 있는데, 외부의 전기적 신호는 인너 리드 패드를 통하여 구동 집적 회로에 들어와서 구동 집적 회로를 구동하고, 
구동 집적 회로는 게이트 신호 혹은 데이터 신호를 아웃 리드 패드를 통하여 게이트선 혹은 데이터선에 인가된다.
    

한편, 액정 표시 장치의 제조 공정 중에 발생하는 정전기로 인하여 스위칭 소자가 파괴되는 것을 방지하고 또한, 배선의 
단락 또는 단선을 용이하게 검사하기 위해 다수의 배선을 전기적으로 연결하는 쇼핑바가 필요하다.
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이러한 쇼팅바는 실제 액정 표시 장치를 구동함에 있어서는 전혀 이용되지 않고, 정전기 방지 및 배선의 단락 또는 단선 
검사와 같은 패널 테스트에 이용되는 것이므로 최종적으로 제거되어야 한다. 액정 표시 패널이 완성되고 패널 테스트가 
끝나면 상판과 하판을 합착한 후, 스크라이브(scribe) 공정과 그라인딩(grinding) 공정을 거쳐서 쇼팅바를 제거한다.

그런데, 이러한 공정을 거쳐서 제조되는 액정 표시 장치에서는 쇼팅바의 컷팅 단면인 금속 물질이 외부에 노출되게 되
는데, 이로 인하여, THB(Thermal Humidity Bias)와 같은 액정 표시 장치의 신뢰성 테스트시에 노출된 금속 배선이 
부식되는 문제가 발생한다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 신뢰성 테스트를 안정적으로 실시하여 불량 소자를 조기에 검출할 수 있는 액정 표시 장치의 제조 방법을 제
공하고자 한다.

    발명의 구성 및 작용

이러한 과제를 달성하기 위한 본 발명은 COG 집적 회로를 기판 위에 실장한 후, COG 집적 회로용 아웃 리드 패드를 연
결하여 패널 어레이 테스트를 진행한 후, 레이저로 아웃 리드 패드의 연결부를 절단하여 이 패드들을 배선으로부터 쇼
핑바를 분리한다.

    
상세하게, 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에는, 다수개의 게이트선 및 다수개의 데이터선이 교차하여 정의
되는 다수개의 화소 영역이 배열되어 있는 표시 영역, 게이트선 각각에 연결되는 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패
드를 갖고 있는 게이트 구동 집적 회로 실장 영역, 데이터선 각각에 연결되는 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드
를 갖고 있는 데이터 구동 집적 회로 실장 영역, 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류
하여 그룹별로 연결하는 하나 이상의 게이트용 연결바 및 게이트용 연결바에 연결되어 게이트용 테스트 신호가 인가되
는 하나 이상의 게이트용 테스트 패드, 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류하여 그룹
별로 연결하는 하나 이상의 데이트용 연결바 및 데이터용 연결바에 연결되어 데이터용 테스트 신호가 인가되는 하나 이
상의 데이터용 테스트 패드를 포함하는 액정 표시 장치를 제조하는 단계; 게이트용 및 데이터용 테스트 패드 각각에 게
이트용 및 데이터용 테스트 신호를 인가하여 게이트선 및 데이터선을 테스트하는 단계; 게이트용 연결바와 게이트 구동 
집적 회로용 아웃 리드 패드가 연결되어 있는 부분 및 데이터용 연결바와 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드가 연
결되어 있는 부분을 레이저를 조사하여 분리하는 단계; 게이트 구동 집적 회로 실장 영역 및 데이터 구동 집적 회로 실
장 영역에 게이트 구동 집적 회로 및 데이터 구동 집적 회로를 실장하는 단계를 포함한다.
    

    
여기서, 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 홀수번째 패드들은 제1 게이트용 연결바 및 제1 게이트용 테스트 
패드에 연결되어 있고, 짝수번째 패드들은 제2 게이트용 연결바 및 제2 게이트용 테스트 패드에 연결될 수 있다. 이 때, 
데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 적색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제1 데이터용 연결바 및 제1 
데이터용 테스트 패드에 연결되어 있고, 녹색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제2 데이터용 연결바 및 제2 데이
터용 테스트 패드에 연결되어 있고, 청색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제3 데이터용 연결바 및 제3 데이터용 
테스트 패드에 연결될 수 있다. 또한, 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 홀수번째 패드들은 제1 데이터용 연
결바 및 제1 데이터용 테스트 패드에 연결되어 있고, 짝수번째 패드들은 제2 데이터용 연결바 및 제2 데이터용 테스트 
패드에 연결될 수 있다.
    

또한, 게이트 구동 집적 회로 및 데이터 구동 집적 회로를 실장한 후, 열 테스트를 진행하는 단계를 더 포함할 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 설명한다.

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배선 배치도를 나타낸 것이다.
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절연 기판(1000) 위에 화상을 보여주는 표시 영역(100), 표시 영역(100) 외부의 좌측 부분에 위치하여 게이트 구동 
집적 회로가 실장될 게이트 구동 집적 회로가 실장 영역(200) 및 표시 영역(100) 외부의 상측에 위치하여 데이터 구
동 집적 회로가 실장될 데이터 구동 집적 회로 실장 영역(300)이 정의되어 있다.

표시 영역(100)에는 가로 방향으로 연장되는 다수개의 게이트선(10)과 세로 방향으로 연장되는 다수개의 데이터선(
20)이 교차하여 다수개의 화소 영역을 매트릭스 형상으로 배열하고 있다.

    
그리고, 게이트 구동 집적 회로 실장 영역(200)에는 표시 영역(100)을 향하여 위치하는 다수개의 게이트 구동 집적 
회로용 아웃 리드 패드(GO)와 절연 기판(1000)의 바깥쪽을 향하여 위치하는 다수개의 게이트 구동 집적 회로용 인너 
리드 패드(G1)가 배열되어 있다. 마찬가지로, 데이터 구동 집적 회로 실장 영역(300)에도 표시 영역(100)을 향하여 
위치하는 다수개의 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(DO1, DO2)와 절연 기판(1000)의 바깥쪽을 향하여 위치
하는 다수개의 데이터 구동 집적 회로용 인너 리드 패드(DI)가 배열되어 있다.
    

게이트선(10) 각각은 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(GO1)와 일대일 대응으로 연결되어 있고, 마찬가지로, 
데이터선(20) 각각은 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(DO1, DO2)와 일대일 대응으로 연결되어 있다.

    
이 때, 다수개의 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(GO)는 표시 영역(100) 좌측 상부에 위치하는 게이트 테스
트용 패드(G1)에 연결되어 있는 제1 쇼팅바(51)에 모두 연결되어 있다. 그리고, 다수개의 데이터용 구동 집적 회로용 
아웃 리드 패드(DO1, DO2)도 표시 영역(100) 좌측 상부에 위치하는 제1 및 제2 데이터 테스트용 패드(D1, D2)에 
연결되어 있는 제2 및 제3 쇼팅바(52, 53)에 전기적으로 연결되어 있다. 이 때, 홀수번째 데이터용 구동 집적 회로용 
아웃 리드 패드(DO1)는 모두 제2 쇼팅바(52)에 연결되어 제1 데이터용 테스트 패드(D1)에 전기적으로 연결되어 있
고, 짝수번째 데이터용 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(DO2)는 모두 제3 쇼팅바(53)에 연결되어 있는 제2 데이터용 
테스트 패드(D2)에 전기적으로 연결되어 있다.
    

이러한 기판을 테스트할 때, 게이트용 테스트 패드(G1)에 인가되는 게이트용 테스트 신호는 제1 쇼팅바(51)를 통하여 
제1 쇼팅바(51)에 연결되어 있는 모든 게이트선(10)을 지나면서 기판 전체를 테스트하게 된다. 마찬가지로, 제1 및 제
2 데이터용 테스트 패드(D1, D2)에 인가되는 데이터용 테스트 신호는 제2 및 제3 쇼팅바(52, 53)를 통하여 제2 및 
제3 쇼팅바(52, 53)에 연결되어 있는 모든 데이터선(20)을 지나면서 기판 전체를 테스트하게 된다.

이렇게 테스트를 위하여, 하나 혹은 둘로 묶어진 게이트선 혹은 데이터선은 액정 표시 장치 구동시에는 모두 제각기 분
리해야 하므로, 본 발명에서는 제1 내지 제3 쇼팅바(51, 52, 53)와 게이트 및 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패
드(GO1, DO1, DO2)들의 연결 부분을 도 1에 도시한 바와 같이, 제1 절단선(91) 및 제2 절단선(92)을 따라 절단할 
필요가 있다.

본 발명에서는 제1 및 제2 절단선(91, 92)을 레이저로 조사하여 제1 내지 제3 쇼팅바(51, 52, 53)와 게이트 및 데이
터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(GO1, DO1, DO2)들의 연결 부분을 분리한다.

    
이후, 기판의 신뢰성 테스트 예를 들어, THB와 같은 열 테스트 등을 진행한 후, 게이트 구동 집적 회로(도면에 도시하
지 않음)를 게이트 구동 집적 회로 실장 영역(200) 위에 실장한다. 이 때, 게이트 구동 집적 회로에 형성된 범프(도면
에 도시하지 않음)와 게이트용 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(GO1) 및 인너 리드 패드(GI)가 안정적으로 접촉할 
수 있도록 본딩(bonding) 작업을 진행하는 것이 바람직하다. 마찬가지로, 데이터 구동 집적 회로(도면에 도시하지 않
음)를 데이터 구동 집적 회로 실장 영역(300) 위에 실장한다.
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상술한 바와 같은 본 발명에서는 게이트선(10) 혹은 데이터선(20)을 게이트 혹은 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 
패드(GO1, DO1, DO2)에 연결하고, 이들 아웃 리드 패드들을 쇼팅바에 연결하여 배선 테스트를 실시한 후, 아웃 리드 
패드들과 쇼팅바의 연결 부분을 레이저로 절단하기 때문에 이 절단 부분이 외부에 노출되지 않는다. 따라서, 금속 배선
의 절단 부분이 외부에 노출되어 발생하는 금속 배선의 부식을 원천적으로 방지할 수 있고, 이후 기판의 신뢰성 테스트
를 안정적으로 진행할 수 있다.
    

상술한 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에서는 데이터선 각각에 연결되는 데이터 구동 집적 회로
용 아웃 리드 패드를 두 그룹으로 분류하고, 두 개의 데이터용 테스트 패드에 연결하여 데이터선을 테스트하는 구조를 
제시하였으나, 데이터 패드를 몇 개의 그룹으로 분류할 것인지는 설정된 공정 조건에 따라 임의의 조절할 수 있다.

예를 들어, 적색 , 청색, 녹색에 관한 데이터 신호가 기판 위의 다수개의 데이터선에 교대로 인가되는 액정 표시 장치에
서는, 도 2에 도시한 바와 같이, 동일한 색에 관한 데이터 신호가 인가되는 데이터선끼리 하나로 묶어 하나의 데이터용 
테스트 패드에 연결하여 기판을 테스트하는 것이 검출 능력을 향상시키는데 있어서 유리하다.

    
즉, 도 2에 도시한 바와 같이, 적색에 관한 데이터 신호가 인가되는 데이터선(21)에 연결되는 데이터 구동 집적 회로용 
아웃 리드 패드(DO1)를 적색 데이터용 테스트 패드(DR)에 연결된 제1 숏팅바(54)에 모두 연결하고, 마찬가지 방법으
로 녹색 및 청색에 관한 데이터 신호가 인가되는 데이터선(22, 23)에 연결되는 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패
드(DO2, DO3)를 녹색 및 청색 데이터용 테스트 패드(DG, DB)에 연결된 제2 및 제3 숏팅바(55, 56)에 모두 연결한 
상태로 기판을 제작한다.
    

이어, 각 데이터용 테스트 패드(DR, DG, DB)를 통하여 데이터 테스트용 신호를 인가하게 되는데, 이 데이터 테스트용 
신호는 기판 위의 모든 데이터선(10)을 지나면서 기판 전체를 테스트한다.

이후, 절단선(93)을 레이저로 조사하여 제1 내지 제3 쇼팅바(54, 55, 56)와 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드
(DO1, DO2, DO3)들의 연결 부분을 분리한다. 다음, THB와 같은 열 테스트 등을 진행한 후, 데이터 구동 집적 회로(
도면에 도시하지 않음)를 데이터 구동 집적 회로 실장 영역(300) 위에 실장한다.

또한, 상술한 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 제조 방법에서는 게이트선에 각각 연결되는 게이트 구동 집적 
회로용 아웃 리드 패드를 하나로 묶어 하나의 게이트용 테스트 패드에 연결하여 게이트선을 테스트하는 구조를 제시하
였으나, 아웃 리드 패드들을 몇 개의 그룹으로 분류할 것인지는 설정된 공정 조건에 따라 임의의 조절할 수 있다.

    
예를 들어, 도 3에 도시한 바와 같이, 게이트 구동 집적 회로용 패드를 두 그룹으로 분류하고, 두 개의 게이트용 테스트 
패드에 연결하여 게이트선을 테스트하는 구조를 제안할 수 있다. 즉, 홀수번째 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드
(GO1)를 제1 쇼팅바(57)에 연결되어 있는 제1 게이트용 테스트 패드(G1)에 연결하고, 짝수번째 데이터용 구동 집적 
회로용 아웃 리드 패드(GO2)는 제2 쇼팅바(58)에 연결되어 있는 제2 게이트용 테스트 패드(G2)에 연결한 상태로 기
판을 제작한다.
    

이어, 각 게이트용 테스트 패드(G1, G2)를 통하여 게이트 테스트용 신호를 인가하게 되는데, 이 게이트 테스트용 신호
는 기판 위의 모든 게이트선(10)을 지나면서 기판 전체를 테스트한다. 이후, 절단선(94)을 레이저로 조사하여 제1 및 
제2 쇼팅바(57, 58)와 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드(GO1, GO2)들의 연결 부분을 분리한다.

다음, THB와 같은 열 테스트 등을 진행한 후, 게이트 구동 집적 회로(도면에 도시하지 않음)를 게이트 구동 집적 회로 
실장 영역(200) 위에 실장한다.

    발명의 효과
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상술한 바와 같은 본 발명에서는, 아웃 리드 패드들과 쇼팅바의 연결 부분을 레이저로 절단하기 때문에, 금속 배선의 절
단 부분이 외부에 노출되어 발생하는 금속 배선의 부식을 원천적으로 방지할 수 있고, 이후의 신뢰성 테스트를 안정적
으로 진행할 수 있어서, 불량 소자를 조기에 검출할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

    
다수개의 게이트선 및 다수개의 데이터선이 교차하여 정의되는 다수개의 화소 영역이 배열되어 있는 표시 영역, 상기 
게이트선 각각에 연결되는 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 갖고 있는 게이트 구동 집적 회로 실장 영역, 상
기 데이터선 각각에 연결되는 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 갖고 있는 데이터 구동 집적 회로 실장 영역, 
상기 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류하여 그룹별로 연결하는 하나 이상의 게이
트용 연결바 및 상기 게이트용 연결바에 연결되어 게이트용 테스트 신호가 인가되는 하나 이상의 게이트용 테스트 패드, 
상기 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드를 하나 이상의 그룹으로 분류하여 그룹별로 연결하는 하나 이상의 데이
트용 연결바 및 상기 데이터용 연결바에 연결되어 데이터용 테스트 신호가 인가되는 하나 이상의 데이터용 테스트 패드
를 포함하는 액정 표시 장치를 제조하는 단계;
    

상기 게이트용 및 데이터용 테스트 패드 각각에 게이트용 및 데이터용 테스트 신호를 인가하여 상기 게이트선 및 상기 
데이터선을 테스트하는 단계;

상기 게이트용 연결바와 상기 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드가 연결되어 있는 부분 및 상기 데이터용 연결바
와 상기 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드가 연결되어 있는 부분을 레이저를 조사하여 분리하는 단계;

상기 게이트 구동 집적 회로 실장 영역 및 데이터 구동 집적 회로 실장 영역에 게이트 구동 집적 회로 및 데이터 구동 
집적 회로를 실장하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 2.

제1항에서,

상기 게이트 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 홀수번째 패드들은 제1 게이트용 연결바 및 제1 게이트용 테스트 패
드에 연결되어 있고, 짝수번째 패드들은 제2 게이트용 연결바 및 제2 게이트용 테스트 패드에 연결되어 있는 액정 표시 
장치의 제조 방법.

청구항 3.

제1항 또는, 제2항에서,

상기 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 적색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제1 데이터용 연결바 및 
제1 데이터용 테스트 패드에 연결되어 있고, 녹색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제2 데이터용 연결바 및 제2 
데이터용 테스트 패드에 연결되어 있고, 청색에 관한 데이터선에 연결되는 패드들은 제3 데이터용 연결바 및 제3 데이
터용 테스트 패드에 연결되어 있는 액정 표시 장치의 제조 방법.

청구항 4.

제1항 또는, 제2항에서,

 - 6 -



공개특허 특2002-0094636

 
상기 데이터 구동 집적 회로용 아웃 리드 패드 중 홀수번째 패드들은 제1 데이터용 연결바 및 제1 데이터용 테스트 패
드에 연결되어 있고, 짝수번째 패드들은 제2 데이터용 연결바 및 제2 데이터용 테스트 패드에 연결되어 있는 액정 표시 
장치의 제조 방법.

청구항 5.

제1항에서,

상기 게이트 구동 집적 회로 및 데이터 구동 집적 회로를 실장한 후, 열 테스트를 진행하는 단계를 더 포함하는 액정 표
시 장치의 제조 방법.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3
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专利名称(译) 液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 KR1020020094636A 公开(公告)日 2002-12-18

申请号 KR1020010032974 申请日 2001-06-12

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 LEE WONKYU
이원규

发明人 이원규
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种液晶显示装置的制造方法，以通过激光切割出引线焊盘
和短路棒之间的连接部分，以防止由于金属线的切割部分的暴露而导致
金属线的腐蚀并实现可靠性。 稳定测试。 构成：一种液晶显示装置的制
造方法，包括以下步骤：准备液晶显示装置的显示区域（100），栅极驱
动IC安装区域（200），数据驱动IC安装区域（300），一个或多个 更多
的栅极连接条（51），一个或多个栅极测试垫（G1），一个或多个数据
连接条（52,53）和一个或多个数据测试垫（D1，D2），测试栅极和数
据线（10 （20），通过向栅极和数据测试焊盘施加栅极和数据测试信
号，向栅极连接棒连接到用于栅极驱动IC的引出焊盘（GO）的部分和栅
极连接棒位于其中的部分辐射激光束 连接到用于数据驱动IC的引出焊盘
（DO1，DO2），以将条与焊盘分开，并将栅极驱动IC和数据驱动IC安
装到相应区域。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ddae0950-5eac-4a13-a6e4-615191d765c0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027708844/publication/KR20020094636A?q=KR20020094636A

